1-"“- E-BPD ﬁv%ﬂ;
I'4.=il ] =K = 1920
— ——
IS I
BENDRASIS PROGRA 10 DOKUMENTAS EUROPOS SAJUNGA MK IR MOKSLO MINISTERLA FALING TECHNIKOS KOLEGIJA
Institucija: KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA

Neuniversitetiniy studijy programa: ELEKTRONIKOS TECHNIKA
Dalyko (modulio) programa

Instrumentinés projektavimo priemonés

Modulio rengéjas asistentas Artiiras Aleksynas

Treciasis modulio rengimo etapas: modulio koregavimas atsizvelgiant | recenzenty pateiktas
pastabas (2006-12 01-2006 12 30)

1. Instrumentiniy projektavimo priemoniy dalyko (modulio) paskirtis— suteikti Zinias apie kompiuteriniy
projektavimo priemoniy galimybes, formuoti paZintinius gebé&jimus , leidzian¢ius sudaryti elektrines
principines schemas, jas analizuoti ir testuoti, taikant automatizuotas matavimo sistemas, ugdyti
praktinius gebéjimus, igalinan¢ius modeliuoti ir trasuoti spausdintas plokstes, jvertinti ju kokybinius
rodiklius.

2. Dalyko apimtis — 1,5 kredito: 48 PU, 12 S (i$ ju 4 val. individualus darbas su studentais) P — paskaita,
PU- praktinés uzduotys, S- savarankiskas darbas.

3. Dalyko (modulio) tikslai ir turinys

S‘L’lel_]ll. programos Dalyko tikslai Dalyko tur.lqys .
tikslai (temy pavadinimai)
Elektriniy signaly analizavimo programa NEXT VIEW, jos
panaudojimo galimybés, bendri valdymo principai:
e Programos NEXT VIEW sintaksé
Sudaryti matavimy | e  Sinusinio signalo parametry matavimas sistema NEXT
schemas elektrinio VIEW
signalo parametrams tirti | ¢  Impulsinio signalo parametry matavimas sistema NEXT
VIEW
e Moduliuoto signalo parametry matavimas sistema NEXT
VIEW
9.2. Sudaryti RET Analoginiy, skaitmeniniy ir misriy schemy modeliavimas, ir
schemas ir gebéti jas analizé:
tirti, naudojant e Analoginiy schemy modeliavimas programa PROTEUS
kompiuterines e Praktinis sumodeliuoty analoginiy schemy surinkimas ir
projektavimo doi laikiniy bei daZniniy parametry analizé sistema NEXT
programas Panaudojant VIEW
kompiuterines . . .
. . e Skaitmeniniy = schemy  modeliavimas  programa
projektavimo programas,
o . PROTEUS
atlikti analoginiy, .. . . .. .
. P .« .~ | & Praktinis sumodeliuoty skaitmeniniy schemy surinkimas
skaitmeniniy ir miSriy e S N
- ir laikiniy bei dazniniy parametry analizé sistema NEXT
schemy analiz¢
VIEW
e Misriy schemy modeliavimas programa PROTEUS
e  Praktinis sumodeliuoty misriy schemy surinkimas ir
laikiniy bei dazniniy parametry analizé sistema NEXT
VIEW




Studqui programos Dalyko tikslai Dalyko tu{lgys .
tikslai (temy pavadinimai)
Spausdinty ploks¢iy modeliavimas ir trasavimas:
Konstruoti  spausdintas | ¢ Kompiuterinés projektavimo programos komponenty
. . | plokstes, naudojant korpusy bibliotekos i§plétimas
ligébiuterinizmanyn konllpiute?ines e Spausdinty ploks¢iy modeliavimas ir trasavimas rankiniu
. . projektavimo programas ir automatiniu biidu, uztikrinant schemos elektrinius
projektavimo . . .
programas gaminio parame'trl.ls ir elektrosa?gos reikalavimus
K . . . . . .. | Konstrukciné dokumentacija:
onstrukceijai Laikantis galiojanciy Elektriniu principiniu sch bréginiu sud
sudaryti reikalavimy, paruosti * ety pr1nc1}) V1.nlq szv'erpq FEZINY sudarymas
konstrukcine . Spgusdlntq plokséiy breznpq sudarymas )
dokumentacija e [taiso parametry testavimo rezultaty dokumentacijos
sudarymas
4. Dalyko studijy planas
Bendras
T dinimai Paskaitos, | Pratybos auditoriniy val.
ey pavadinima val. (LD), val. skaiCius temos
studijoms
Elektriniy signaly analizavimo programa NEXT VIEW, jos
panaudojimo galimybés, bendri valdymo principai:
e Programos NEXT VIEW sintaksé
LD—- Matavimo objekty susiejimas su sistema NEXT VIEW 2 2
e Sinusinio signalo parametry matavimas sistema NEXT
VIEW
LD—- Sinusinio signalo amplitudiné, dazniné, faziné ir
spektriné analizé 4 4
e Impulsinio signalo parametry matavimas sistema NEXT
VIEW
LD— Impulsinio signalo amplitudiné, dazniné, faziné ir
spektriné analizé 4 4
e Moduliuoto signalo parametry matavimas sistema NEXT
VIEW
LD— Amplitude moduliuoto signalo spektriné analizé 2 2
Analoginiy, skaitmeniniy ir miSriy schemy modeliavimas, ir
analizé:
e  Analoginiy schemy modeliavimas programa PROTEUS
LD~ Rezistoriniy jtampos dalikliy tyrimas 2 2
LD Tranzistorinio stiprintuvo tyrimas 2 2
e Praktinis sumodeliuoty analoginiy schemy surinkimas ir
laikiniy bei dazniniy parametry analizé sistema NEXT
VIEW
LD- Tranzistorinio stiprintuvo parametry matavimas 4 4
e  Skaitmeniniy schemy modeliavimas programa PROTEUS
LD- Loginiy elementy IR, IR-NE, ARBA, ARBA-NE
tyrimas 4 4
e  Praktinis sumodeliuoty skaitmeniniy schemy surinkimas ir
laikiniy bei daZniniy parametry analizé sistema NEXT
VIEW
LD- Generatoriy su loginiais elementais IR-NE, ARBA-NE
parametry matavimas 4 4
e  Misriy schemy modeliavimas programa PROTEUS
LD- Skaitmeniniy ir analoginiy schemy susiejimas 4 4
e  Praktinis sumodeliuoty miSriy schemy surinkimas ir
laikiniy bei dazniniy parametry analizé sistema NEXT
VIEW
LD— Misriy schemy parametry matavimas 4 4
Spausdinty ploks¢iy modeliavimas ir trasavimas:
e Kompiuterinés projektavimo programos komponenty
korpusy bibliotekos iSplétimas
LD— Nestandartiniy korpusy kiivimas, jtraukimas |
programos bibliotekq 4 4




Bendras

Temu pavadinimai Paskaitos, | Pratybos auditoriniy val.
up val. (LD), val. skaiCius temos
studijoms

e Spausdinty ploks¢iy modeliavimas ir trasavimas rankiniu
ir automatiniu btidu , uztikrinant schemos elektrinius
parametrus ir elektrosaugos reikalavimus
LD- Spausdinty plok§¢iy modeliavimas 4 4

Konstrukciné dokumentacija:

e  FElektriniy principiniy schemy bréziniy sudarymas

e  Spausdinty ploksc¢iy bréziniy sudarymas
LD- Elektriniy principiniy ir spausdinty ploksciy bréZiniy

normos ir taisyklés 2 2
e [taiso parametry testavimo rezultaty dokumentacijos
sudarymas
LD—- FEksperimenty rezultaty apdorojimas, normos ir
taisyklés 2 2
Bendras valandy skaicius dalyko studijoms: 48 48

5. Rekomenduojama literatiira

Pagrindiné literatiira

Elrl Literattiros $altinio pavadinimas
1. A. Gurskas ir kt. Elektroniniy schemy projektavimas kompiuteriais.-V.: Technika, 2001
2. Next View sistemos apraSymas, http://www.bmc-messsysteme.de/software/nv4/index.html

Papildoma literatiira

I]fllrl Literattiros $altinio pavadinimas

1. R. Kirvaitis ir kt. Analoginé elektronika.-V.: Technika, 2003- 254 psl.

2. R. Kirvaitis. Loginés schemos.-V.: Enciklopedija, 1999- 255 psl.

3. R.J. TaliSauskas. Elektriniai matavimai ir prietaisai.-K.: Technologija, 2003- 243 psl.

6. Studijy metodai— tiksliniai skaitymai, praktiniai pratimai ir uzduotys, individualios uzduotys

7. Lankomumas — privalomas.
8. Specialus dalyko studijoms skirti jrenginiai, prietaisai ir jranga:
» Kompiuteriy klasé;
» lvairiy elektronikos grandiniy analizés stendas/ analogas: Ivairiy elektronikos grandiniy
analizés stendas GO (4.02)
Multimedija projektorius;
Ekranas
Praktiniy darby uzduotys ir atlikimo metodika;
Individualios uzduotys ir atlikimo metodika;
Biblioteka- skaitykla;
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9. Studijy rezultaty vertinimas

Vertinimui taikoma deSimtbalé kriteriné skalé ir kaupiamoji vertinimo schema, sudaryta i§
laboratoriniy darby ir individualiy uzduociy vertinimo.

Laboratoriniuose darbuose vertinamas Siy tiksly lygis: sudaryti matavimy schemas elektrinio signalo
parametrams tirti, panaudojant kompiuterines projektavimo programas, atlikti analoginiy, skaitmeniniy ir
misriy schemy analizg, laikantis galiojanciy reikalavimy, paruosti konstrukcing dokumentacija Vertinimo
budas— laboratoriniy darby uzduotys.

Individualiose uzduotyse vertinamas Siy tiksly pasiekimo lygis: sudaryti matavimy schemas
elektrinio signalo parametrams tirti, panaudojant kompiuterines projektavimo programas, atlikti
analoginiy, skaitmeniniy ir misriy schemy analizg, konstruoti spausdintas plokstes naudojant




kompiuterines projektavimo programas, laikantis galiojanciy reikalavimy, paruosti konstrukcing
dokumentacija. Vertinimo biidas— individualios uzduotys.

Galutinio balo skai¢iavimo formulé:
IKI= 0,4LD+ 0,61D

¢ia IKI- Individualus komuliatyvinis indeksas, L.D— laboratoriniai darbai, ID- individualios
uzduotys.

IS LD ir ID dalies studentas privalo gauti teigiama jvertinima, tik tada skai¢iuojamas galutinis balas.

Siekiant maksimaliai realizuoti dalyko tikslus, studentams organizuojamos individualios
konsultacijos.

10. Reikalavimai déstytojui:
» ISsilavinimas— auk$tasis universitetinis, technologijos mokslai;

» Mokslo laipsnis— magistras ar jam prilygstantis aukstasis i$silavinimas;
» Praktiné patirtis— ne maziau 3 mety.



